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전류가 통전되는 동안 전류리드(current lead) 상호간에 작용하는 전자력(인력 또는 척력)의 
영향은 저온조(Cryostat) 상판(top flange)에 고정시키는 배열 방법 및 전류리드간 거리에 따라 
다르게 나타난다. 본 연구에서는 저온조 상판의 다양한 거리에 여러 개의 전류리드를 모의 
배치하여 전류리드 배열에 따른 리드 상호간의 전자력에 대한 시뮬레이션을 실시하였다. 
전류리드가 순서적으로 양극(+)과 음극(-)이 차례로 배열된 경우가 임의적으로 배열된 경우보다 
리드간에 작용되는 전자력의 영향이 적어짐을 알 수 있었다. 또한 같은 크기의 상판에 전류리드 
쌍의 수를 다르게 하여 시뮬레이션 한 결과 한 쌍인 경우보다는 여러 쌍이 사용된 경우에 
전자력의 영향이 커지며 전류리드 상호간에 더욱 많은 힘이 작용함을 알 수 있었다. 이는 
전류리드 상호간의 거리의 감소 때문이며, 여러 쌍의 전류리드가 요구되는 고전류용 전력기기 
시스템인 경우, 리드 상호간에 발생하는 전자력과 그로 인한 인력 및 척력을 분석하여, 기계적 
지지 및 안정성을 고려한 전류리드의 최적배열이 필요함을 보여준다. 본 발표에서는 특히 
정상상태의 운전과 사고전류(fault current)가 생길 수 있는 한류기 시스템에서 막대한 양의 
사고전류로 인하여 예상치 못한 커다란 전자력이 발생 할 경우를 고려한 전류리드 배열의 
최적화를 제시한다.  
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